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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ULTRASONS - TRANSDUCTEURS FOCALISANTS -
DEFINITIONS ET METHODES DE MESURAGE
POUR LES CHAMPS TRANSMIS

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationayx desla CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normahsation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres agtiviiés ~ publie¢ des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des /§pécifications ac SSIb|eS au

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa j ité articiper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg AiSON e , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation isation (1SO),

Les Publications de la CEIl se présentent sous la formg—¢ magpdatiens int&rnationales et sont agréées
a 3 ef nna gs sont entrepris afin que la CEI

mesure possible, a appliquer de fagon trfansparente Publjcations de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales corrgspondantes dajven én termes clairs dans ces derniéres

La CEl n'a prévu aucune 3 indication dapprobatlon et n'engage pas sa
responsablllte pour les § \

Aucune respon : 4 CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y pris s o articu 'ers et les membres de ses comités detudes et des Comités

dommage de quel € i cte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les{dépens 3 a publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

L'attention & S éférences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencé i i we application correcte de la présente publication.

it que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
i&té intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable dene pas\avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61828 a été établie par le comité d'études 87 de la CEl:
Ultrasons.

Cette version bilingue, publiée en 2006-07, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 87/196/FDIS et 87/204/RVD. Le
rapport de vote 87/204/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation
de cette norme.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ULTRASONICS - FOCUSING TRANSDUCERS -
DEFINITIONS AND MEASUREMENT METHODS
FOR THE TRANSMITTED FIELDS

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object /0 is to promote

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standard echnical §pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (heye eferred Mo as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any K atio i i

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. {

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters ex € posgible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each ica i épresentation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations fo and aré accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effortg are hat the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity i € i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre ional er regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking pgoced al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to b

6) All users should ensure tha

7) No liability shal smployees, servants or agents including individual experts and
members of its te atfonal Committees for any personal injury, property damage or
other damage of an S ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising ot 1 i ge of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab ation of this publication

9) Attentio o the pyssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent held responsible for identifying any or all such patent rights

International S IEC 61828 has been prepared by IEC technical committee 87:

Ultrasonics.

This bilingual version, published in 2006-07, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
87/196/FDIS 87/204/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
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INTRODUCTION

Les transducteurs focalisants sont essentiels dans les applications médicales pour I'obtention
d'images a haute résolution, de données Doppler et de débit, ainsi que pour concentrer
I'énergie ultrasonore sur des endroits déterminés pour la thérapie. La terminologie actuelle
concernant les transducteurs focalisants est inadaptée pour la description précise des
caractéristiques des champs focalisés de la diversité de transducteurs, de réseaux de
transducteurs et de dispositifs de focalisation utilisés couramment.

La présente Norme internationale fournit des définitions spécifiques appropriées pour la
description du champ focalisé d'un point de vue théorique pour des transducteurs possédant
des caractéristiques connues déterminées par leur conception. Dlautres définitions
spécifiques incluses dans la présente norme, basées sur des méthpdes de mesurage,
permettent de déterminer les éventuelles propriétés de focalisation d'

procurent des critéres pour déterminer si le transducteur focalise
moyen de description des propriétés de focalisation du champ™Des Mg alignement
de I'axe du faisceau sont données pour les transducteurs focalis
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INTRODUCTION

Focusing transducers are essential in medical applications for obtaining high-resolution
images, Doppler and flow data and for concentrating ultrasonic energy at desired sites for
therapy. Present terminology for focusing transducers is inadequate for communicating
precisely the characteristics of the focused fields of the wide variety of transducers and
transducer array types and focusing means in common usage.

This International Standard provides specific definitions appropriate for describing the
focused field from a theoretical viewpoint for transducers with known characteristics intended
by design. Other specific definitions included in this standard, based on measurement
methods, provide a means of determining focusing properties, if any, a transducer of
unknown field characteristics. The measurement method and definitiong i
determining if the transducer is focusing, as well as a means of déscribi he focusing
properties of the field. Beam axis alignment methods are given for fi i
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